EXAMEN PARCIAL DE EVALUACIÓN DE FORMACIONES
PARALELO 1

Fecha: 04.07.11

TEMA 1:
Que se debe hacer antes, durante y después de la toma de perfiles de pozos en la perforación de un pozo, en lo que se refiere al manejo del subprograma de perfiles

TEMA 2:
Del registro adjunto tomar las medidas de Rt, Rxo, Fs, Rmf, SSP y evaluar en los niveles indicados, estableciendo si ellos son productivos de acuerdo a los criterios de los métodos Rwa, Rmfa. Tomar en consideración como si fueran areniscas: Rmf = 1.03 @ Tf = 180 °F y Ts = 75 °F, SSP = 87 mv

TEMA 3:
Establecer las ecuaciones básicas para un análisis de la litología, a partir de los perfiles de porosidad e indicar los valores de los parámetros que se utilizaría en el vector matricial para rocas y fluidos

TEMA 4:
Dado los datos adjuntos evaluar si los niveles que se indican no serian productivos de acuerdo a los criterios de que si: Vsh > 0.120, Sw > 0.570 y ΦND < 0.05 en conjunto o serian productivos si Vsh > 0.10 ó  ΦND < 0.05 ó Sw > 0.50. Usar formulas dada de Shimandoux, para formaciones arcillosas.








[image: F:\ExaEvalDeForm Par 1\EvalFormPar1 (2).jpg]

[image: F:\ExaEvalDeForm Par 1\EvalFormPar1 (3).jpg]
image1.jpeg
DATOS:

'¢ _ Atlog— Atma
& Atf — Atma
ECUADOR - ORIENTE POZO AMO 1
/ /
TOPE BASE GR ILD 1M SFLU &d @n ‘1‘5 0 FAt

7618 7620 415 10.0 10.0 100 0230 0260. 0326 227 97
7620 7622 450 19.0 19.0 20.0 0248 0225 0275 224 90
> 7622 7624 399 180 17.0 180 0285 0265 0333 218 98~
7624 7626 559 18.0 17.0 180 0285 0265 0333 218 98
7626 7628 383 310 300 300 0255 0.190 0223 223 834
7628 7630 450 500 390 400 0230 0200 0223 227 g
1630 7632 1053 480 . 350 380 0230 0195 0238 227
7632 7634 900 480 31.0 400 0.2 0210 0.187 228 78
J634 #9636 900 550 350 410NN 104, 01871227, T8
7636 7638 180.0 550 360 380 0230 0245 0209 227 81
7638 7640 479 600 380 360 0236 0210 0209 226 81/
7640 7642 479 600 450 510 0230 0.170 0.092 227 65
o2 164 1100 5508 38:0 1 3310 . 0286 0210 10231 -226] Fkd /
7644 7646 479 500 330 330 0224 0215 0231 228 84

7646 7643 480 290 290 0224 0170 0.158 228 74
7648 7650 450 290 290 0212 0160 0158 230 74
7650 7652 420 280 280 0224 0190 0.172 228 76,
7652 7654 420 270 270 0230 019 0172 227 76
7654 7656 420 290 290 0212 0170 0.179 230 77
7656 7658 270 270 0230 0.185 0.172 227 76
7658 7660 280 280 0230 0.180 0.172 227 76
7660 7662 270 270 0224 0185 0.172 228 76
7662 7664 270 270 0230 0.185 0187 227 78
7664 7666 250 250 0224 0.185 0165 228 75
7666 7668 300 300 0206 0170 0.143 231 72
7668 7670 290 290 0206 0.130 0143 231. 72
7670 7672 280 280 0206 0.130 0158 231 -74
7672 1674 250 250 0200 0.160 0.165 232 75
7674 1676 230 230 0218 0170 0.165 229 75
7676 7678 200 200 0212 6.170 0172 230 76
7678 7680 150 150 0230 0175 0172 227 76,
7680 7682 80 90 0224 0170 0.172 228 76
7682 7684 6.0 80 0218 0170 0172 229 76
7684 7686 5.5 70 0224 0.175 0172 228 76
7686 7688 50 70 0212 0.8 0.72 230 76
7688 7690 50 65 0224 018 0179 228 77
7690 7692 49 60 0242 0195 0179 225 77
7692 7694 2 5.0 60 0242 0.170 0.172 225 76
7694 7696 223 50 70 ; 0.155 0.187 228 78
7696 271 55 70 0212 0175 0172 230 76
7693 255 6.0 80 0200 0.145 0158 232 74
7700 319 5.5 90 0200 0135 0179 232 77
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EJEMPLO 5




